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Equation Chapter 1 Section 1CHAPITRE I
EFFETS THERMOELECTRIQUES :
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Equation Chapter 2 Section 2CHAPITRE II
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Equation Chapter 3 Section 3CHAPITRE III
ANALYSE DU CHAMP DE TEMPERATURE PAR

























( ) ( )
β
θ θ


















( ) ( )
β
θ θ




























( ) ( )κθ κθ= − + −+ + +
( ) κθ= −+ +





( ) ( )
β
κ





















± × ± ×
λ ± λ ±





















( ) ( )
α








Equation Chapter 5 Section 5CHAPITRE V
METHODE PHOTOTHERMIQUE : BALAYAGE LASER,
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ANNEXE A : Amplificateur isolateur pour le SThM
Equation Chapter (Next) Section 1ANNEXE B : Algorithme de minimisation au sens
de moindres carrés
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ANNEXE C : Estimation des coefficients de convection
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